Priloha ¢. 1 - Technicka specifikace

FT-IR spektrometr

Dodavka zarizeni s témito technickymi parametry: |

Infracerveny spektrometr pro stfedni a vzdalenou infracervenou oblast s ATR diamantovym krystalem. Zafizeni musi poskytovat kontinualni spektrum v
rozsahu 7800 - 50 cm™. Pistroj musi umoziovat pfimou analyzu kapalnych, plynnych i pevnych vzorkd, korekci pozadi a korekci driftu optiky pfistroje.
Dodavka systému musi zahrnovat instalaci a zaskoleni obsluhy. Pfistroj je uréen na méreni Siroké skaly organickych i anorganickych latek (analyza NEL,
ionex, zeolitd, bitumen, org.latek na koroznich vrstvach, molybdenand, vanadi¢nand, boritand, arsenitand, polyacetatd, polyamid(), tyto latky se mohou
vyskytovat ve vzorcich vzniklych ve smyckach UCWL (Supercritical Water Loop) ¢i UCWL (Ultracritical Water Loop), pfipadné v odpadech v technologickych
zafizeni MSO/ETL. Tyto zafizeni byly pofizeny v rdmci projektu SUSEN.

Cislo | Technické a funkéni vlastnost | PoZadovana hodnota

» Technické pozadavky na FT-IR spektrometr

» Polozky poZzadované dodavky

1 Zdroj zareni pro FIR/MIR oblast ano

2 Referencni laser ano

3 ATR nastavec ano

4 Transmisni nastavec ano

5 Opticky systém ano

6 Detektor pro FIR oblast ano

7 Detektor pro MIR oblast ano

8 Detektor pro ATR nastavec ano

9 Ridici a vyhodnocovaci software ano

10 Ridici po¢ita¢ ano

11 Instalace analyzatoru a zaskoleni obsluhy ano

P Zdroj zareni a opticky systém

12 Minimalni spektralni rozsah (transmise i ATR) min. 50-7800 cm™
13 MoZnost rozsifeni spektralniho rozsahu do VIS oblasti min. 400 - 750 nm
14 MozZnost rozsifeni spektralniho rozsahu do NIR oblasti min. 12500 - 4000 cm-1
15 Rizeni teploty zdroje (temperature control) - Ochrana proti prehtati ano

16 Déli¢ paprskd pro MIR oblast (KBr/Ge) ano

17 Déli¢ paprskd pro FIR oblast ano

18 Michelson(v interferometr s mechanickym pohybem (nikoli tlakovym vzduchem) ano

19 Automatickd korekce driftu optického systému (automaticka justdz) ano

20 Pozlacena optika ano

21 SW fizend motorizovana irisovd apertura ano

22 Automaticky méni¢ délict paprskd bez manualniho zasahu uZivatele ano

23 Konstrukce krytu spektrometru zatésnéna s profukovanim pfristroje suchym vzduchem ano

24 Odvlh¢ovaci systém i bez nutnosti profukovani suchym vzduchem pro MIR oblast ano

» ATR nastavec

Permanentné zabudovany ATR nastavec mimo standardni vzorkovy prostor se samostatnym

25 detektorem a pfitlackou ano

26 Material diamant (rozsah mé&¥eni 100-4000 cm™) ano
» Vzorkovy prostor

27 Automatické rozpozndni nastavcl ano

)8 SW fizené automatizované vkladani tésnicich zavérek (klapek) do vzorkového prostoru pro ano

zachovani inertni atmosféry ve vzorkovém prostoru spektrometru

» Detekéni systém

29 Detektor DLaTGS / KBr (MIR oblast) ano

30 Detektor DLaTGS / Polyethylen (FIR oblast) ano

31 Detektor pro referenéni laser ano

32 Samostatné pozice pro detektory v zakladnim spektrometru nejméné 5

33 SW fizeno prepinani mezi detektorovymi pozicemi ano

34 Spektralni rozliseni min. 0,1 cm™

35 Pomér signal/Sum (5s méreni, peak-to-peak) min. 12000:1

36 Rychlé skenovani (Rapid scan) ano

37 min. 60-ti spekter za vtefinu pfi
Rychlost skenovani rozliSeni 16cm-1

38 MozZnost rozsifeni o IR mikroskop ano

39 Moznost rozsiteni o FT-Ramantv mikronastavec ano

40 MozZnost rozsiteni o VIS oblast ano

41 MozZnost rozsifeni o NIR oblast ano

42 Externi vstupy/vystupy IR zafeni na obou stranach spektrometru ano

» Ridici a vyhodnocovaci software




43 Diagnosticky SW (minimalné kontrola zdroje zareni, laseru, napajeni, detektoru, elektroniky,
, . o S ano
nastaveni termin( preventivni udrzby )

MoZnost zobrazeni IR spektra v redlném case kombinované s nahledem vysledku vyhledavani

44 v dostupnych databazich ano
45 ATR korekce ano
46 Atmosféricka korekce ano
47 Moznost identifikace jak Cisté Iatky, tak i smési [atek v jednom kroku ano
Funkce pro verifikaci naméreného spektra vici jednomu i vice spektrdm standard( plus
48 moznost zvyseni citlivosti pro vysoce podobnd spektra ano
49 Knihovna spekter pro organické a anorganické Iatky mérenych transmisné min. 1000 spekter
50 Knihovna spekter pro organické a anorganické latky mérenych ATR technikou min. 500 spekter
51 Knihovna spekter pro mineralni latky min. 250 spekter
52 SW umoznujici separaci prekryvajicich se past ano
53 SW pro kvalitativni i kvantitativni analyzy (véetné chemometrickych metod) ano
54 SW pro automatizaci méficich a vyhodnocovacich postupl ano
cc SW umoziujici automatizovanou kontrolu zafizeni s moznosti provadét samostatné kontrolni ano

méreni na CRM

=

Prislusenstv

Pocita¢ CPU MARK vétsi nebo rovno 6000; RAM: minimalné 8 GB; HDD: 2 TB @ 7200 rpm,
GPU: integrovana nebo lepsi; Zakladni deska: kompatibilni s ostatnimi parametry; PSU: 500 W
56 s 80Plus certifikaci; Case: libovolna; Dalsi konektivita: 2x USB 3.0, ethernet, audio; Periferie: Ano
monitor 23“ (FullHD), mys, klavesnice
OS: Windows 7 nebo vyssi

57 Operacni systém PC - Windows 7 nebo vyssi Ano
58 Nastavec pro zrcadlovou reflexi s nastavitelnym uhlem dopadu nejméné v rozsahu 30-80° ano
59 Uzaviratelna kifemenna kyveta, opticka draha 1 cm min. 2ks
60 Uzaviratelna kiemennad kyveta, optickd draha 5 cm min. 2ks
61 Drzak na kyvety optické drahy 1cma5cm ano
62 Tabletovac / ru¢ni lis s tabletovou formou ano
63 KBr, Cistota pro FT-IR min. 200g
64 Achatova treci miska s tlouckem, 2 ml ano
65 Nujolova kyveta ano
66 Nujolova kyveta s 10 KBr okénky ano
67 Nujolova kyveta s 10 polyethylenovymy okénky ano
68 Nujol min. 100 ml
69 Fluorolube min 2x 30 ml
70 Susicka vzduchu (na rosny bod 70°C) pfivddéného do spektrometru pomoci kompresoru ano
71 CRM - polystyrenova félie (film) ano
» Instalace analyzatoru a zaskoleni obsluhy
72 Instalace zafizeni kvalifikovanym servisnim technikem ano
73 Zaskoleni obsluhy ano

Dodavka musi obsahovat vSechny komponenty, prace a potfebné doplriky zajistujici propojeni
a funkci uvedenych zafizeni s rozsahem funkci uvedenych

74 v této poptdvce a to i k tomuto Ucelu nezbytné komponenty nebo prace, které nejsou v ano
poptavce pfimo uvedeny. Montaz musi zajistit Uplné propojeni dodanych komponent s cilem
zajistit zadanou funkénost celé dodavky.

Dodavatel podanim nabidky garantuje Zadavateli splnéni poZadavki a parametrli pfedmétu plnéni vefejné zakazky, které jsou
podrobné specifikovany v této pfriloze.




